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บทคัดยอ 
การทดลองนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสูตรตํารับสารเคลือบท่ีแตกตางกัน ที่มีตอเมล็ด

พันธุขาวโพดหวานลกูผสม 3 สายพันธุไดแก พันธุ SCHB01, SCHB02 และ SCHB03  โดยเคลือบเมล็ด
พันธุขาวโพดหวานดวยสารเคลือบที่แตกตางกัน 7 สูตรตํารับ โดยใชเครื่องเคลือบชนิดจานหมุนรุน 
SKK08 จากนั้นนํามาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุหลังการเคลือบ และหลังเรงอายุ การเรงอายุใช
อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพทัธ 100 เปอรเซ็นต เปนเวลานาน 72 ช่ัวโมง จากนัน้สุมเมล็ด
มาตรวจสอบคุณภาพ ไดแก ความงอกของเมล็ดในหองปฏิบัติการและในสภาพไร ผลการทดลองพบวา 
ความงอกของเมล็ดเมื่อเพาะในหองปฏิบัติการและในสภาพไร ไมมีความแตกตางกนัทางสถิติ แตมี
แนวโนมวาในพันธุ SCHB01 และ SCHB02 เมื่อเคลือบดวยสารเคลือบสูตร SCS5 ทําใหเมล็ดมีความ
งอกสูงที่สุด สวนพันธุ SCHB03 เมื่อเคลือบดวยสารเคลือบสูตร SCS6 ทําใหเมล็ดมีความงอกสูงสุด 
และความงอกหลังการเรงอายุก็ใหผลเชนเดียวกัน ยกเวนสูตรสารเคลอืบ SCS4 ที่เม่ือเพาะในสภาพไร 
ทําใหเมล็ดมีความงอกลดลงอยางชัดเจน  
 


